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紫外線積算光量計

UIT-250
Accumulated UV Meter

特長 I Features

l.受光部の交換で、5波長域 (中心波長172nm、 254nm、 313nm、
365nm、 405nm)および温度測定
A‖ ows measurement ofthe temperatures,or ive wave ength ranges

Al‖ h centra wave engths of 1 72 nm,254 nm,313 nm.365 nm,and 405 nm)by Slmp y replaclng the deteclor un性

2.乾電池または外部電源(ACアダプタ:オプション)の切り替え機能
Sw tcll ng funclons U T can select power source by浮 績batery× 3 or externa ttC Adapter oplon)

3.延長ケーブル (本体～受光部 :標準オプション2m)対応
Compalb e wnh Extens on Cab es(ma n unt～ photoreceptor 2m as standard opJOn)

4.照度、ビーク照度、積算光量、照度分布、スポット光の照度、温度分布の測定

5.

6.

7.

Versatle enoogh lo lneasure lrradlance‐ peak lrradlance,accunlulated llght ainount.

rrad ance d stttbuion,spot ght rrad ance,and temperature d st間 bulon

メモリ搭載で最大4分間の照度分布測定
Bu n¬ n lnemOry al ows measurennent ol rrad ance d stlbuJon for up 10 4 1n nutes

オートパワーOFF機能の有効・無効切り替え
Eilec‖ ve/nvald Change ol an Aulo Power Off Funclon

PCとのシリアル通信機能
PC Setta Con]nnun calon Funcions

照度分布データの読み込み
Read ng oflrradiance D str but on Dala

サンプル/秒の確認
Conirmalon oi Samp e/sec
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仕様 Spec面 calons

表示
D splay Dlg ts

照度分布出力
lrradiance D sti but on Output

サンプルレート
Saiャ、ping Rate

通信仕様
Commun ction Funclons

寸法(mm)
D mensons(mm,

重量 (g)
wemht

本体に表示画面有 液晶デジタル表示、照度4桁、積算光量5桁
D01alLCD D sp ay.4D91s Jrradlancel.5 D gis tAccu nu ated L ghi A noull,

リアルタイム表示、ピーク照度、積算光量、照度分布、

温度、3段階レンジ切替え、オートパワーオフ(5分/無効 )
Rea卜■meレ rad ance,Peak ttrad ance,Accumu tted L ght Amount,
レradance ll st‖ bulon.Temperatur。 3■ age Range,
Auto― poweroff Funclon(5m n 4nva dily)

アナログ0-lV出 力、記録時間最大2分または4分 (記録計接続時)
AnJo0 01ol VOutpul Ma油 H,u口 I Recor山口。¬no O12 mmJtes o「 4111」 ies illth Reoordei Connected,

16ま たは32サンブル/秒
16 or 32 Sa np es Per second

通信仕様 :半二重、同期方式 :調歩同期 (ヲ F同期 )、

ボーレード4800bps(固 定 )、伝送コード:ASClk

データ長 :8bt(固定 )、ストップBIT:1、 パリティ:なし、デリミタ:CR
Commun ca‖on Formcnti Ha f Dup eX,

Synchronous Format Start― Stop Synchronレat on lASynchronous)

Baud Rde 4,800bps(日 xed),

Tlansmに son Code ASC‖ ,Data Length 881(日 xed).

■op Bl:1,Pallj:None,De‖ mtter CR

単4電池3本
AI A battery x 3

75(17V)× 160(D)X15(H)
75(W,x160(D,x15 1HI

250g以下
Approx 250 9

測定レンジの切り替え
Swtchlng Of Measurement Range

照度 (温度)の測定
Measurement of Pradほ nce(恥 mperaturl

×この数値やグラフは代表参考値であり、すべての製品においてこの仕様を保証するものではありません。
'These numerた al vdues and graphs are the representalon reference va ues,and may nOt guaranlee thた specrにa10n n al producヽ

馴
Ｐｏｗｅｒ

受光器仕様 Detector spec面 cations

絶対値校正波長 (nm)

校正精度

非直線性 (%)

角度依存性 (代表値 )
Angular Dependence Charactenst cs
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Hレンジ Range H
MレンジRange M
Lレンジ Rangeヒ

00～ 9999
000～ 9999
0000～ 9999

Hレンジ Range H
MレンジRange A4
Lレンジ Range L

温度センサ仕様 Temperature Sensor Spedicalons

クロメフレアルメル線 (K熱電対)
ChЮ mdttum引 日ne ttpe Ю

0～ 9999
00´ヤ9999
000^´ 9999



構成 I Coniguratlon

乾電池または外部電源 (ACア ダプタ)の
切替え可能なUIT 250Aも ございます。

U千 250A can use rAA balery or AC adapler

AC1 00V/For Japan Use On y

付属品  |    オブション

セパレート型受光器
(オブション)
Separate Type Pholodetector(Opt on)

Accessottes

取扱説明書
Hand ng nstruclons

トランクケース
■unk Case

乾電池 (単 4× 3本 )
AAA battery x3

精密ドライバー
Prec s on Diver

Opt ons

温度センサ(UVD‐TK)
恥nlperature Sensor(UVD TK)

本体～受光器延長ケーフル

(標準:2m)
Extens on Cable(Stal]dard1 21n)

(172、 254、 313、 365、 405nm)

PCヘ
Outputto PC

遮熱カバー

(オプション)
Heat Shield Oover(Oplon)

※1旧モデルUIT 1 50の遮熱
カバーはa実用になれません。
・l The healsh e d coverforthe old
U千 150 modd cannot be used

※2 UIT‐250Aでは使用できま
せん。
・2U■ 250A can oot use th s
shield

モ
需濡綸 r

アナログ出カケーブル
Analog Output Cable

―体型受光器
(オプション)
htegrated Type Photodetector(Opti00

シリ:刀レ通信ケーカレ
sena cOmmunicalon Cab e

吻
躙
輻
蝙

温度センサ
■mperatuie Senso「

セパレート型受光器
Separate■ pe Detetlor

一体型受光器
hiegrated■ pe Deteclo「

タト督謝ヨ  Appearance(単位:mm).“ nに mm)
■ ()内の数値はUT‐250Aの場合です。
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セパレート型
Separate Type

一体型
11:grat d■ pe

セパレート型
Separate■ pe

一体型
mte。「ated■ pe

セパレート型
Separate Type

280～ 360 310～390 320～470

313 365

±5% ±5% ±5% ±5% ±5%

φ10 φ10

±1以内
W111± 1

±1以内
Wlhn=1

±1以内
Wthn± 1

±1以内
Wth‖ ±1

±1以内
wthm■ 1

0-50 0-50 0-50 0-50 0-50

-02%/° C -02%/° C ‐02%/° C -02%/° C -02%/° C

00～9999
000^‐9999
0000～ 9999

0^´ 9999
00-9999
000-9999

00-9999
000～ 9999
0000～ 9999

0-99999
00～99999
000´-99999

0～99999
00‐ 99999
000～ 99999

0～ 99999
00～ 99999
000-99999
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紫外線照度計

外観図 I Appearance(単位:mm),onに mm)

UIT-201
Digital UV intensity Meter

1寺 ftt  Features

l.受光部の交換で、2波長域 (中心波長365nm、 405nm)の測定が
'可
能

Alows ineasureinent oithe tennperatures oftwo wave en9th re9 ons

(Wth Central wave engths oi 365 nnll and 405 nm)by Slmp y eep ac ng the detectorし ri

2.乾電池または外部電源 (ACアダプタ:オプション)の
切り替え機能
Swにch ng funcJons U T can se ect powersource by AAA battery x 3 or externa(AC AJa,:3 oOJcnl

3.延長ケーブル(本体～受光部:標準オプション2m)対応
Oompa‖ b e wnh extens on cab es(ma‖ l un此 ～pholoreceptoに 21n as standard opbon,

構成  Conflguratlon

一

付属品

Accessones

アナログ信号出カケーブル

Ana og signa Outpui Cab e

取扱説明書
Handing lnsiruct ons

トランクケース

Tunk case

乾電池 (単4× 3本 )
A● A batery x3

オプション

Opt ons

本体～

受光器延長ケーブル (標準:2m)

Extendon Cab e lStandard 2m)

ACアダプタ
AC′uapt。「受光器

(UVD-365PD、
UVD‐405PD)
Deteclor

取付け穴
2M3MounJng Ho es
at 8mm Depth

(UVD‐ 405PD): (UVD‐365PD):
オプション     オプション
(UVD‐ 405PD}Op10n (UVD-365PD)Oplon

(405nm)       (365nm)

縞11礁鮒
…

感度波長域 (nm)
Sens tvty

絶対値校正波長 (nm)
10r cab RalngAbsdute tt ue lm)

校正精度
Ca‖ brdlon Accuracy

受光径 (mm)
Detector D ameter(mm)

非直線性 (%)
Non ttneanty(%)

使用温度範囲(℃ )(受光器温度)
Range of Temperatures for∪ se FC)

「
he Temperature of Detecloけ

温度依存性(代表値)
■mperature Dependency(Tl'CJ 1/ab0

照度預1定範 囲
庁rad ance Measurement

角度依存性 (各型式共通および代表値 )
Angu ar Dependence Charactelsics

(COmmOn specr ca10n between mode s
and tvp ca va ue)

セパレート型
Sepa ate■ le

330～490

±5%

00^´ 1500
000-1999
0000～ 1999

□

仕様 Spedicalons

本体に表示画面有

液晶デジタル表示、照度4桁
llig tal LCD D splay,4 Dlg ts lrradlance,

リアルタイム表示、3段階レンジ切替え
感度値(CAL値 )調整
Rea lme「 rad ance,3 Stage Range,

Sensl v ty(CAL value)Adlustment

出力電圧 01999V、
出カインピーダンス:2kΩ以下、

応答速度 :約 50msec
Oじ tpuivonage o 10 1 999 V

Outputln3pedance 2kQ or ess

Response speed:approx 50 nsec

32サンプル/秒
32 Samp es Per second

単4電池3本またはACアダプタによる
外部電源 (ACアタプタはオブション)
Externa Power Supp y by AAA battery x 3 or

AC adapter(AC adapter s oplonaり

80(ll y)X180(D)× 19(H)
80剛 )x1801動 x19‖ |

150g以 下
Appfox 150 g

受光器仕様 Detector Spedications

セパレート型
Sepaate■ pe

Hレンジ Ran9e H
Mレンジ Range M
Lレンジ Ran9e L

0^-500
00^‐ 1999
000´-1999

饂∽  波長(nm)、 Vadengh l ll→ :: 波長 (nm)vllavdenょ hmm)一
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UIT‐ 201本体
Man Un性

±1以内
w thm± 1

01%/° C
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分光放射照度計 Sped劇餡dbmdσ

5.拡散連続光測定対応

―独自の光学系により、角度特性を大幅向上。積分球を使用せず、
斜め入射光を取り込みます。
Measurement of Dispersive Conlnucus Lightls POssibie

The angu ar pЮ pen es have been lmproved s gn「 canly wth the unlque opuca system

D aOona nc dent‖ 9ht S taken n wtthout us ng an ntegraing sphere

6.高照度 LED測定対応 G回回回D
高精度拡散板採用により、高照度測定(120mW/cm2/nm※ )

が可能です。※365nmでの目安
Measurement of High irradiance LED ls Possible

The h gh accuracy d spers on board enab es measurement of h gh‖ ghin9 ntenstles

120 mW/cm2/nm')'A Юference vJue at 365 nm

分光放射照度計スペクトロラデイオメータ

USR-45シリ甲ズ
キ寺ftt  Features

l.絶対値測定 G国国匝D USR 45VD
分光エネルギーの絶対値表示ができる分光放射照度計です。
Measurement of Absolute Values

Th s enab es absolute va ues of spectruln energllto be d splayed

2.少ない 迷 光

…

 USR 45VD

迷光が少なく、精度の高い預1定が可能です。
Minimal Scattenng Light

ll nlm zes amot,nl of scatte ng‖ ght io ach eve h gh accurate nleasurement

3.フラッシュ光測定

―

 usR‐ 45VD

定常光・交流点灯光だけでなく、フラッシュ光の分光分布演1定が

可能。
Wide Light Range:日 ash Light

F ash ghican be measured,noton y amb ent‖ ghtand AC ght

4.広いタイナミックレンジ
…標準光源の弱い光から、露光装置の強い光まで

幅広い測定に対応できます。
Wide Dynamic Range

Suppo庄 s w de range of measurements from weak ghito ntense
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ワイドダイナミックレンジタイプ

USR-45U■/ILA輻
Spectralradiometer

ワイドダイナミックレンジタイプ
スタンダードタイプに拡散連続光測定と高照度測定の2つの機能を搭載。太陽光やLEDなど、従来より多くの光源が測定可能となりました。
※波長範囲 VAタイプ 300～ 1000(nm)DAタ イプ 220～ 800(nm)
Wide Dynamに Range‐Type
Tle standa d t,oe equ pr,lnt has been added w‖ h the d spers,e coninuoし s101t nieasJ ellent anJ h gh rrac arce n]easure neni funclons A greaterfarOo ol「 ghi SOJ ce=nla,now be nneasu´ e3 1t J」  ::_ :I: コ_ED・Wavdengh Range VAり pe 300 b 1000い m]/DA 4pe1220 0 800卜 m]

1測定例 Measurement Example

O
太陽光やロングアークメタルハライドランブなと、

拡散連続スベクトル光を測定
Measurement of d spers ve conunuOus spectra ghi

nc ud ng sun ght and ong arc meta halde amps

太陽光分光スペクトル
Oplla SI)octru ll li Sun ght

ロングアークメタルハライドランプ
分光スペクトル
Oplcal Spectrum of Long Arc Metal Ha de Lamps

O
LEDやロングアーク光源など、
高照度測定
Measurement of h gh ghung ntenst es,

inc uding that of LED and long arc‖ ght sources

色度座標
Cl on,alc t,Coolo nate

¬

C
LEDやキセノンランプなど、
発光時間が短いフラッシュ光を測定
Measurement of lash‖ ght that emits‖ ght

fora shon lme,such as LED and xenonlamps

クセノンフラッシュランプの
分光放射エネルギー
Spectroscop c Rad alon Energy of Xenon F ash Lamps

轟

l謙層属mm
人間の比視感度
Re auve V Sb ity by Humans

植物葉の吸収スペクトル
Absorplon Spectru ll by P ant Leales

植物育成では、光の波長毎に以下の効果があることが解明さ

れています。したがって、波長や光量を正しく把握、制御するこ

とで、現状の課題が明確になり、新たな栽培方法の確立や

量産技術の高効率化などの、技術革新につなが
'り

ます。ウシ

オの「USR‐45VA/DA」 では、絶対値で数値を保証。植物育

成における技術革新に貢献します。

The fo‖ ow ng erects have been conirmed for each wave ength of‖ ght

when cJl・ralng ttants TheЮlore,the currentな sues may be darned and

techn cal innova‖ on cou d resut,such as the estab shment of new

cun"aJOn methods and effに ency imprOvement n vomme prOducJon,by

correcJy grasp ng and contromng the wavelength and ght vo ume

USⅢ Oヽ uSR 45VⅣ DA guarantees vdues based on absdute vdues The

product cont‖ butes to technolo9ica nnovat ons in plant cu tvat on

用途例 I ExampЮ     ___
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波長 (nm)vVtteЮ ngth(nm) 波長 (nm)VVavdength(nm)

光形態形成
Photomorphogenes s

l臆舗謙忍庶潔鳳耐針。滞
クリプトクロム/フォトトロピン
Cr,ptochrolle/Phototiclp n

フィトクロム
Phylochron]e 光受容体

Pholoreceplon

光合成色素
Pholosynthelc P gment

光合成

クロロフィル /カロテノイド
Ch orophy/Caroleno〔

GUV‐ C

300

機能性物質の合成 SyntheSs of Funclontt substances

着色の催促    Devdopment Of Rgment Stans

低抗生物質の合成 Growth of Stem

病害低抗性の誘導 Promolon of PhotosyntheSs

500                        600

葉の形態形成 MOrphogene● s of Leaves

花成誘導   hduclon of ttowenng

茎伸長    GrolAth Of Stem

800 波長(nm)

Promtton of Photosynlheds  mvetngth(nm)

nducl on of Flowenng,Regulation of Flowe‖ ng

Growu1 0f stem

700

光合成の促進

花成誘導 開化調節

茎伸長

※国立大学法人 千葉大学 農学博士 後藤先生 ご提供 Da● PЮuded by Doclorof Aglcutuc Gdo Na ond Unve鰺
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植物工場での波長管理
Wavelength Management at Plant Factores



ワイドダイナミックレンジタイプ

USR-45U■/ILA鸞
Spectralradiometer

ワイドダイナミックレンジタイプ
スタンダードタイプに拡散連続光測定と高照度測定の 2つの機能を搭載。太陽光やLEDなど、従来より多くの光源が測定可能となクノました。
※波長範囲 VAタイプ 300～ 1000(nm) DAタ イプ 220～ 800(nm)
Wide Dynamに Range‐ Type

l騰
躙 古臨 剛 ir辮 洲 認 [#器 ):F滞 :囲 躙 ‖げ

¨
…

鰤 呻 鰤
"配
おutt m引 ¨ AttJ則 副 的鰤 悦 Stt mw h枷 ■ に _=‐ D

測定例 Measurement Example

①
太陽光やロングアークメタルハライトランブなと、
拡散連続スペクトル光を測定
Measurement of d spers ve con‖ nuous spectratt ght.

inc ud ng sun‖ ght andlong arc lleta ha de amps

太陽光分光スペクトル
Oplca Spectru¬ oI SJl ghi

ロングアークメタルハライドランプ
分光スペクトル
Op」 ca Spect「 um OfLong Arc Meta Ha‖ de Lamps

O
LEDやロングアーク光源など、
高照度測定
Measurement of h gh‖ ghung ntensn es,

inc ud ng that of LED and ong arc‖ ght sources

色度座標
Ch on)aicl,Coord nate

①
LEDやキセノンランブなど、
発光時間が短いフラッシュ光を測定
Measurement of‖ ash ghi that emtts ight

for a sho蔵 Jme,such as LED and xenon amps

クセノンフラッシュランプの
分光放射エネルギー
SpectrOscOp c Rad alon Energy of Xenon Flash Lamps

で
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1謙 層濡 mm

人間の比視感度
Re aJve V s b‖ lυ by Humans

植物葉の吸収スペクトル
Absorplo)spectrun]by P ant Leales

植物育成では、光の波長毎に以下の効果があることが解明さ

れています。したがって、波長や光量を正しく把握、制御するこ

とで、現状の課題が明確 になり、新たな栽培方法の確立や

量産技術の高効率化などの、技術革新につながります。ウシ

オの「USR 45VA/DA」 では、絶対値で数値を保証。植物育
成における技術革新に貢献します。

The fdbw ng efects have been conirmed fOr each wⅣdength of‖ ghi

when cun"aung p ants Therefore,the current ssues may be c anled and

techn ca nnovalon cou d resu‖ ,such as the estab‖ shment oi new

cuttva‖ on methOds and eff dency mprovement h Юbme produdbn,by
correcJy grasp ng and contro‖ ng the wavelength and lghi vo ume

USⅢ Oゝ USR 45VⅣ DA guarantees vJues based on absdute vdues The
product cOnt‖ butes to technologに a nnovalons n plant cut vatlon
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波長 (nm)lA・ avdength(nm)

光形態形成JbJt2t6)t2W
Photomorphogenesisクリプトクロム/フォトトロピン

Cr,1)ioclrtllne,Phototrop n

フィトクロム
Ph,lochron]e 光受容体

PI,ltorecepion

光合成色素
Photosynthet,c P19日 ]ent

光合成

クロロフィル /力回テノイド
Ch oroph,/carolenllid

G

波長 (nm)賄 vdength(nm)

機能性物質の合成 SyntheSs of Funclond Substances

着色の催促    Devdopment of 00ment tta ts

低抗生物質の合成 GЮwth ofStem

病害低抗性の誘導 PrOm01on of PhotosyntheЫ s

500

葉の形態形成 Mσ phogeneSs of Leaves

花成誘導   hducuOn Of ttowettng

茎伸長    Gromh of stem

800

Promotion of Photosynthesis

波長(nm)
Wavdength(nm)

光合成の促進

花成誘導 開化調節 hduclon of ttowenng.Reguほ ‖on ofttowenng
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植物工場での波長管理
Wavelength Management at‖ ant Factores



測定波長範囲 MeasuraЫ e Wavdength

USR‐ 45シリーズ 基本仕様 BaЫ c charactenslcs

仕様 Spec面 calons

※器体による差があ1,ますので実際にはより強い光を測定することが可能な場合もあります
'日 ght Of even geater ntensitl rnay aたo be measuFd n some cases,9時 en d“erences among de憫 ces

角度特性比較グラフ(@365nm)Graph companng Anguhr Properles
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外観図 I Appearance鮮 位輛ml,onに mm
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入射部 :折り返し入射
ne dence UI‖ :Fo OI]g ne dence

フアイバ Fiber

約 lmま たは3m(ご指定による)
1:1l or 3 1(Per Requesl

測定機能 Measurement Performance

スペクトル測定 (透過率・吸光度含む)
Spectra Measurement

‖ndud ng■ansm■ oo Faclor and Absorbance)

測定インターバル
Measurement nterva

004～ 9999秒 (測定条件により制限あり)
0041o9999 sec(Depend on Measurenieni Condl oo,

連続測定回数
cOnunuOus Measucment Frequency

MAX 99分 光分布 /測定
MAX 99 SpectiarMeasu en]cnt

平均化のためのサンプリング数
Samp‖ ng Frequency

1～ 99回可変
1 lo 99 T meychangeab e

自動取込可 (フランシユ光測定のみ)
Automamc mput AvJぬ Ы‖サ

同期トリガー出力使用 (BNCコ ネクタ)
S,「 ch「 onous100e1 0JtpullBttC COnnectol

経時変化測定
Deteloraton wth

T me Measurement

汲」定インターバル
Measurement nterva

004～ 9999秒 (測定条件により制限あクリ)
0041o9999 sec(Max mum May Appled Depend on Measurement cOndl on)

連続測定回数
cOnunuOus Measurement Frequency

MAX 99分 光分布  El定
tlAX 99 SpecifarMeasurellent

最大表示波長数
Ma mum llsJayaЫ e/vVavdength Number

受光径 (mm)
SenSt峙 tv Wavdength Re9bn lnm)

下図参照
See the graph underth s chan

町 0

迷光レベル
aray L ght Leve

02%以内 フルスケールに対し(ただし温度25℃ )
Wnhn 0 2%Vesus Fu Scde at25・ C)

1%以下 (ハ ロケン光源使用時350nmに て)
Lcss than l%IAt 3501m Us ng Ha oOen Lanlpl

(出荷時)220～250nm ±20%フルスケールに対し
250～ 1000nm± 10%フルスケールに対し

(A Shplng hspec‖oo 220 1o 250nm± 20no TOwards to Fu ScJe
2501o1000nm± 10%Towards to Fd Scde

受光部φ8(V/D)、 φ6(VA/DA)
日9旺 Reca‖ 19Patt φ81ylp φ6(llA,Dハ

測定精度(サンプリング回数)Measurement Accuracy samttng Pequenc,

タイプ Type 波長範囲
Waveはnoth Ranoe

分解能
Resoll1lon

波長精度
Accuracv

Vtype 300～ 1000ぅm 3nm t2nm

D type 220～800nm 3nm !Znn

一

ファイバ長
Flber Length

NDフイレタ無での根1光可能
最大照度(@365nmで の目安)
Max muni ntens ty wthout

Ｆ
Ｉ
断
ｔ

○



分光反射率計 Spe∝劇Refeaance Mdα
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Ⅷ
測定部は持運び可能なハンデイ。光学研磨されたガラス、
特に集光鏡や平面鏡、レンズなどの光学部品に最適。
Portable size to carr"This is idea!for Optical Po‖ shed Products,such as Glasses,

especia‖ yE‖ iptical Reflectors,Flat Mirrors,and Lenses

特長 I Features

l.1台で2役
分光放射照度計としても活用できます。
Ttvoln‐ One lnstrument

Th s can be used as spectro― rad onneter UV ntenstty meter

2.非破壊で大型製品の現品測定も可能
ウシオ独自の測定部により、これまで不可能だった大型製品の

現品沢1定が可能です。光学研磨されたガラス、
特に集光鏡や平面鏡、レンズなどの光学部品に最適です。
Large Products Can Be Measured in Nondestruclve

Ush o s un que measuttng unl enab es n,easuremenl of a「 ge products

Th s ldea lorthe lneasurement of opJca y po shed g ass,patt cu atty opuca paに s

sucn as,condens ng enses.ep‖ ca rettector o「 日at m「 rors

3.コ :″ クヾトな測定部

測定部は持ち運び可能なハンディタイプなので、

光学部品のある場所で測定ができます。また、測定部の位置を
自由に変えることもでき、反射率のムラが評価できます。
Oompact Measu‖ ng Unl

Th s s a portab e,easy to use dev ce that enab es measurement n the ocalon

where opica pans are p aced Th s nleasure ng unttcan be used n

anll convenlent ocat on thereby enab ng i uctuat on n spectro ref ecta]ce

4.測定結果が瞬時に
測定波長域には2種類のバージョン

(280～800nm/300～ 1000nm)があり、
瞬時に測定が可能です。
lnstantaneous Measurement Radings

There are two wave ength ranges for measurement,280∩ m lo

800nm or 300nm to 1000nm wh ch enab e nstantaneous measurement

5.測定デ…夕はExcelで処理可能
測定データは、Excelで処理・保存できます。
Processing Measurement Data in Excel

Measured data can be processed and saved by Exce

6.曲面の分光反射率測定も可能
集光鏡のような曲面を非破壊で測定が可能です。
Spectral Reflectance of Curved Sulfaces Can Also Be Measured

The measurement of curved surace such as the condenser m rror

ls pOssible ln nondestruct ve
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1測定例  Measurement Example

各場所での分光反射率を同時に表示でき、指定した波長の反射率を確認できます。
また、場所ごとの反射率ムラの評価が可能です。
Spectra rettectance rate at e:lch ocalon can be shown at‖ c sa¬ e inil

Rctteciance nte at patt cu ar wave 1 101h can be co〕 1,「 ned ihen c lieness can bc c,a Jated as■ |

多層膜蒸着集光鏡
川t,|]e La,er E,a,olltel E IPica田  o

ARコート付レンズ
AR Coaino LIls
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測定書『言羊細図 I Measurement Po威 lon Detall Draw n(単 位:mm),onに mml

測定部固定用ネジ穴
Screw Ho efor Fx Measunng PO nt

測定部
Measurement Porlion

100%校正のリファレンス濃1定
時。この状態 で分 光透過率も

測定できます。

At the lme of reference measurement

of 100%ca‖ bralon Th“ can measure
Spectra transmにson rate

①100%校正のリファレンス測定
a)Reた rence Measurement(calbrauon)o1loo%Ca‖ braJon

②シリコン標準反射面でのリファレンス測定(高反射率用)
b)Retrence Measurement(calbralon)ol SilS‖ COn)Slandard RelecJve

Surlace(For Hgh Releclanco

7■長(nm)、ね哺enm oml

③石英標準反射面でのリファレンス測定(低反射率用)
c)Retrence Measurement(Calbra‖ on)ol QUans slandard Re‖ ecuve

Suぬce(For Low Renemancl

集光鏡、平面鏡、レンズ等の光学部品
opucaI Pans,such as,E‖ pt cal Ref eclol Flat M rror and Lenses

①寸法:φ 20mmまたは□20mm以上のもの
②曲面:土R50mm～平面
③表面:光学研磨または相当品(拡散面は除く)
al Slze Largerthan φ20mm or□ 20mm
b)CuⅣ ed surace=R50mm lo Flat Surace

O SuttCα  Oplにd Pdた mng suttce Or Equ vabnt口 dudng D ffugng SuF¨ o

※測定波長範囲は、構成品であるuSR 45のタイプによります。
*Range Depends on uSR 45 Tvpe

75Wキセノンランプ
Xenon Larrp 75W

※～R50ま での曲面測定も可能です。詳しくはお問合せ下さい。
*Curved Surace(― R50)MeaSuremeni s A so Poss b e

C光源日ght SOuce:190mm(W)× 298mm(D)× 156mm(H)
2USR-45D/V 1270mm(ヽ V)× 222mm(D)X104mm(H)

①温度:10～ 35℃
②湿度:30～ 80%RH
a Temperaturello lo 35・C
b)Hum dltll:30 to 800/O RH
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6‐ M3× lD(対 面も含む)
I I111 1 011ビ 1311=

基本仕様 Bagc charactensucs

URE‐ 50VノD ±15%(繰返し再現性±05%含 む)
日at O,ecti± 15%(mdud ng Repealablly± 05%)

±20%(繰返し再現性±05%含む)
―R100mm:± 20%anc ud ng Repeatab‖ 性y± o5070)

f;ld6mm Approx. domm

①280～800nm
②300～ 1000nm(ともに波長精度は±2nm)
a)2801o800om,b)3001o1000nm(TOttrancα

=2nm)
ffi28G Approx.28kq

電気:AC100V3A(ACコ ンセント3個必要 )
AC1 00V3A(URE needs three ouJets)

3nm

4* ProductType

測定可能部品 Measurement Ouect

リファレンス測定 Reference Measurement

波長 (nm)|・ ateengul lnll

分解能 Resdulon

iEiHr:yF Light Source Unit

測定領域 Measulng Area

外形寸法 Outer Sze

総重量 WJght

ユーティリティU‖‖ty

ffEHrE Usage Environment

入射角度 hddentAnge


